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Spotkanie na Politechnice Wrocławskiej
Autor : Główny Urząd Miar

6 lutego br. przedstawiciele Głównego Urzędu Miar złożyli wizytę na Wydziale
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. GUM
reprezentowali: Prezes Janina Maria Popowska, Wiceprezes ds. metrologii
naukowej Włodzimierz Popiołek oraz Dyrektor Zakładu Długości i Kąta
Zbigniew Ramotowski. Celem wizyty było przedyskutowanie zakresu i form
przyszłej współpracy obu instytucji, a w szczególności udział GUM w
organizowanej przez Politechnikę Wrocławską konferencji NanoScale 2016.
Dyskutowano też o możliwościach wspólnego udziału w projektach naukowo-
badawczych, realizowanych w ramach programu EMPIR.

Delegacja GUM odwiedziła m.in. kierowany przez prof. dr hab. inż. Teodora
Gotszalka Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur, w tym Laboratoria
Optoelektroniki Podstawowej i Zaawansowanej oraz Laboratorium
Rentgenowskich Badań Strukturalnych.

Wszystkie przedstawione wyżej tematy zostały omówione także podczas
spotkania przedstawicieli GUM z dziekanem Wydziału Elektroniki
Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż.
Andrzejem Dziedzicem oraz prof. dr hab. inż. Teodorem Gotszalkiem.

<?UMBRACO_MACRO naglowek="" zdjecwpoziomie="2" macroAlias="Galeria"
/>



https://infokiosk.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/30/30-13.jpg
https://infokiosk.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/30/30-14.jpg
https://infokiosk.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/30/30-15.jpg
https://infokiosk.gum.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/30/30-16.jpg

